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補助資料 

豊田 岐聡「独創的な質量分析装置開発とそれらを用いた応用研究」 

カラー図画 

 



 

 

 

 

  



 

 

図 2 マルチターン飛行時間型質量分析計の開発の歴史 

 

図 3 小型マルチターン飛行時間型質量分析計 MULTUM-S II 

 



 

 

 

図 5 MULTUM-IMG2 によるイオン像 
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